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Zatacznik nr 1 do SWZ

Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia

Dostawa spektrometru FT-IR z przystawkg ATR chtodzong cieklym azotem

Lp. Wymagane parametry
1. Spektrometr IR klasy badawczej:

e wyposazony w zrédio ceramiczne z azotku krzemu o zakresie 9 600 — 20 cm™L,
nie wymagajgce chtodzenia wodg (gwarancja 5 lat).

e Regulowana apertura pozwalajgca na precyzyjng regulacje mocy wigzki od 0-
100% co 1%.

e Wysoka zdolno$¢ rozdzielcza lepsza niz 0.09 cm-! (pomiar szerokosci potéwkowe;j
pasma).

¢ Wbudowany detektor na dostepny zakres pomiarowy (do 50 cm-1).

e System automatycznego rozpoznawania akcesoridw i ustawiania parametréw w
zaleznosci od stosowanej przystawki.

e Monolityczne zwierciadta pokrywane ztotem.

e Szybkos$¢ zbierania danych 65 skanéw/s dla rozdzielczosci 16 cm, z mozliwoscig
rozbudowy do 90 skanow/s.

e Niski poziom szuméw (amplituda miedzyszczytowa) nie przekraczajgcy 7.9 x 10-
6 Abs dla detektora DLaTGS, przy rozdzielczosci 4 cm™ i pomiarze 1 min
(stosunek sygnatu do szumu = 55 000 :

o Ukfad optyczny szczelny i osuszany z oddzielajgcymi przedziat probek okienkami
KBr z powtokg niehigroskopijna.

e Podigczenia do opcjonalnego przedmuchu spektrometru i przedziatu prébek
osuszonym gazem.

e Zasilacz spektrometru umieszczony na zewngtrz aparatu eliminujgcy
wprowadzanie wysokiego napiecia (pradu zmiennego 230 V) do aparatu i
zapewniajgcy podwyzszong stabilno$¢ termiczng systemu.

e Komunikacja aparatu z jednostkg sterujacg przez szybki port USB 2.0.

e Przyciski do szybkiego uruchomienia pomiaru w poszczegoéinych modutach
pomiarowych.

e Petna kompatybilnos¢ z mikroskopem Continuum sterowanym oprogramowaniem
Omnic.

e Mozliwos¢ pracy technikami tgczonymi: TG/IR, GC/IR,.

e Mozliwos¢ rozbudowy o wbudowang diamentowg przystawke ATR na zakres
podczerwieni i dalekiej podczerwieni niezajmujgcej przedziatu pomiarowego z
funkcjg automatycznego przetgczania wigzki miedzy przedziatem probek i
przystawka.

e Kabel zasilajagcy

2. Niskotemperaturowa przystawka ATR do pomiaréw metodg spektroskopii w podczerwieni

z diamentowym krysztatem pomiarowym w oprawie z weglika wolframu,

zakres spektralny 6500 — 250 cm-1,

zakres temperatur co najmniej od -150 do co najmniej 80°C,

kontroler temperatury 230V/50Hz,

zintegrowany dewar 2z izolacjg, umozliwiajacy uzycie réznych mediéw
chtodzacych, w tym ciektego azotu i suchego lodu,

mocowanie krysztatu zapewniajgce utrzymywanie jego w statym ustawieniu
optycznym, niwelujgce skutki zjawiska rozszerzalnosci termicznej +/-

System tatwo i szybko demontowany w celu czyszczenia i wymiany préobek.
Przystawka wyposazona w krééce umozliwiajgce podigczenie przedmuchu
osuszonym gazem w celu zapobiegania kondensacji pary wodnej
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Wbudowane narzedzie dociskowe z systemem kontroli nacisku zapewniajgcym
uzyskanie powtarzalne;j sity docisku.
Podstawa umozliwiajgca powtarzalne mocowanie przystawki w spektrometrze

3. Komputer sterujagcy z portem USB 2.0,

Zestaw komputerowy nie gorszy niz: Procesor Intel i5, 16GB RAM, SSD 256GB

SATA,

monitor 24" LCD, DVD-RW,

mysz optyczna, klawiatura,

zainstalowany system MS Windows 11 Pro (PL) Ilub réwnowazny z

oprogramowaniem sterujgcym do spektrometru Omnic 9 w jezyku angielskim i

polskim:

— wstepnie zainstalowany system operacyjny:

— obstuga protokotu RDP w trybie klienta i hosta

— funkcja szyfrowania dysku

— ustuga dotgczenia do domeny systemu Windows Server

— obstuga pakietéw jezykowych

— obstuga dotykowego interfejsu i klawiatury

— mozliwos$¢ uruchomienia, obstuga i wsparcie techniczne dla zaoferowanego
systemu operacyjnego $wiadczone przez producentéw oprogramowania
uzytkowanego przez Politechnike Gdanska:
National Instruments LabView, Siemens NX, Siemens SolidEdge, Autodesk
AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe Design, Adobe
Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office, Microsoft Visio,
Microsoft Project, Vmware Vsphere Client

rozszerzony wybor funkcji przetwarzajgcych widma, m.in. znajdowanie

maksimoéw pasm, korekcja tta, odejmowanie spektralne, arytmetyka spektralna,

pochodne, dekonwolucja, zaawansowana korekcja ATR, pochodne, wygtadzanie,

transformacje m. in. Kramersa Kroniga, ATR, pomiar wysokosci i potozenia piku,

pomiar pola powierzchni piku - bezwzglednej i wzgledne;.

Peak Resolve - rozktad pasma na sktadowe przeszukiwanie i tworzenie bibliotek

uzytkownika w celu identyfikacji probki, przyktadowe biblioteki zawierajgce ponad

10 000 widm, multimedialne instrukcje uzytkownika, wbudowana diagnostyka

przyrzadu, mozliwo$¢ konwersji widm do i z innych formatow.

Kabel zasilajgcy.

4, Instalacja:

Instalacja i szkolenie w siedzibie Zamawiajgcego.

Warunki dostawy:

Dostawa: W tym opakowanie, instrukcja i w kartonie transportowym.
Ubezpieczenie dostawy: po stronie dostawcy

Gwarancja: minimum 12 miesiecy.

Czas realizacji: do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.




